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This Harmonization Document was approved by fgyeLEC on 1984-03-01.

The English and French versions of this Harmon3;5> n Document are provided
by the text of the IEC publication and the Germa sion is the official
translation of the IEC text.

According to the CENELEC Internal Regulations the Cs% member National

Committees are bound: ‘1:>

to announce the existence of this Harmonization Document a(Sabtional level
by or before 1984-07-01 V)

to publish their new harmonized national standard 5()(
by or before 1985-07-01 ®

to withdraw all conflicting national standards O

by or before 1985-07-01, 6

Harmonized national standards are listed on the HD information sheet,
which is available from the CENELEC National Committees or from the CENELEC tral
Secretariat.

of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Irelan
[taly, Luxemburg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and
United Kingdom.

The CENELEC National Committees are the national electrotechnical committees L{p
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

A

THODE D’ESSAI POUR LA RESISTANCE D’ISOLEMENT ET LA
ISTIVITE TRANSVERSALE DES MATERIAUX ISOLANTS A DES
TEMPERATURES ELEVEES

N

PREAMBULE
1) Les décisions os s officiels de 1a CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentés Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible -
0,

un accord internati les sujets examinés.
2) Ces décisions constitue%recommandaﬁons internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
3) Dans le but d’encourager cAnifx:aticn internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux ne

possédant pas encore de régles natiéhales, lorsqu’ils préparent ces régles, prennent comme base fondamentale de ces régles
les recommandations de la C la mesure ou les conditions nationales le permettent.

nationales de normalisation avec ces mandations dans la mesure ol les conditions nationales le permettent. Les

4) On reconnait qu’il est désirable que I’accord international sur ces questions soit suivi d’un effort pour harmoniser les régles
Comités pationaux s’engagent & user ;wieur influence dans ce but.

e
@ EFACE

*
La présente recommandation a été établie par)( us-Comité 15A: Essais de courte durée, du Comité
d’Etudes N° 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion te 3 Venise en 1963. Un nouveau projet fut discuté
lors de la réunion tenue & Tel-Aviv en 1966. A la suite de cette.derniére réunion, un projet définitif fut soumis
“a P’approbation des Comités nationaux suivant la Régle Mois en septembre 1968.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveu@ publication:

Afrique du Sud Italie Q

Allemagne Pays-B

Australie Roumani{‘

Belgique Royaume-l@/

Canada Suéde @

Corée (République Démocratique Populaire de) Suisse

Danemark Tchécoslovaquie O’

Finlande Turquie é

France Union des République jalistes Soviétiques
Israél Yougoslavie \L

6\
0



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ME%) OF TEST FOR ELECTRICAL RESISTANCE AND RESISTIVITY
/INSULATING MATERIALS AT ELEVATED TEMPERATURES ‘

§

: FOREWORD

1) The formal decisions or a nts of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the

National Committees havin, ecial interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the j dealt with.

2) They have the form of recommel

s for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote this intemationa&ica:ion, the IEC expresses the wish that all National Committees having as

yet no national rules, when preparing sucl , should use the 1 EC recommendations as the fundamental basis for these
rules in so far as national conditions wi l@ﬂt.

4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize
national standardization rules with these reco ations in so far as national conditions will permit. The National
Committees pledge their influence towards that¥nd.

PREFRL
* .
This Recommendation has been prepared by Sub-Co 15A, Short-Time Tests, of IEC Technical
Committee No. 15, Insulating Materials.

A first draft was discussed at the meeting held in Venice 3. A new draft was discussed at the

meeting held in Tel-Aviv in 1966. As a result of this latter meeting, a final draft was submitted to the
National Committees for approval under the Six Months’ Rule i@ember 1968.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Korea (D%ic People’s Republic of)
Belgium Netherlands /‘ '

Canada Romania

Czechoslovakia South Africa Q

Denmark Sweden @

Finland Switzerland

France Turkey

Germany Union of Soviet Socialist Rﬁdics
Israel United Kingdom

Italy Yugoslavia \L@
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METHODE D’ESSAI POUR LA RESISTANCE D’ISOLEMENT ET LA
RESISTIVITE TRANSVERSALE DES MATERIAUX ISOLANTS A DES
) TEMPERATURES ELEVEES

2N
1. @naine d’application

3.2

L sente méthode d’essai couvre les méthodes de détermination de la résistance d’isolement et
thltC transversale des matériaux isolants 4 des températures allant jusqu’a 800 °C au moins.

s sont a effectuer conformément a la Publication 93 de 1a CEI: Méthodes recommandées

pour 1 es résistivités transversales et superficielles d’un matériau isolant électrique, et 4 la
Pubhcatlol\éde la CEI: Méthodes d’essai pour la détermination de la résistance d’isolement des
1

isolants soli Q@

Préparation des e ttes et des électrodes

Pour les mesures de #€sistance d’isolement, les éprouvettes peuvent avoir toute dimension et toute
forme appropriées et leégcirodes peuvent y &tre déja appliquées (voir Publication 167 de la CEI).
Pour la mesure de la résissivigé\transversale, les éprouvettes doivent présenter de préférence la forme
de plaques circulaires; on mtiliser un systéme a trois électrodes dont une é€lectrode gardée. Les
différences d’épaisseur d’un bo ’autre d’une plaque ne doivent pas dépasser 5%. Les électrodes
de I’éprouvette doivent étre de érence circulaires et constituées par un vernis conducteur cuit ou
par une couche conductrice pouvai appliquée par vaporisation ou par pulvérisation. L’or et le
platine sont des métaux appropries; nt ne devrait pas étre employé, étant donné le risque de
migration aux températures élevées. ches minces d’or peuvent perdre leur conductivité car
I’or peut s’agglomérer a2 température e Il est assez difficile d’appliquer des électrodes par
vaporisation ou par pulvérisation sur de énaux poreux, de sorte que les résultats obtenus
peuvent &tre de valeur douteuse. Afin de ré eﬁ’et de surface aux angles de I’éprouvette (effet

qui est parfois dii aux manipulations lors de ration de I’éprouvette), la distance minimale
entre 1’¢électrode et 1’angle de I’éprouvette devrai e 0,5 cm si aucune électrode gardée n’est

utilisée. 0
Appareillage d’essai ®:

Mesure de résistance (voir figure 1, page 12)

La résistance entre les électrodes doit étre mesurée au moyen}ﬁh dispositif approprié présentant
la sensibilité et la précision requises (voir Publication 93 de la CEI

Enceinte de chauffage @

Le chauffage des éprouvettes se fait dans un four ou dans une étuve%i ues appropriés. Le
dispositif de chauffage doit permettre de soumettre 1’éprouvette & une temﬁne uniforme dans
tout son volume avec fluctuations aussi faibles que possible. Un moufle appr st a prévoir pour
protéger I’éprouvette du rayonnement direct des éléments de chauffage. Le nnébeut étre en une
céramique, telle que 1’oxyde d’aluminium, ou en tout autre matériau équivalent. En il y a lien
de prévoir a I'intérieur du four ou de I’enceinte un écran métallique mis 2 la terre, em\argent, en acier
inoxydable ou en tout autre métal équivalent. Cet écran sert 3 mettre a ’abri de I’in u&a‘es élé-
ments de chauffage 1’éprouvette et le dispositif de mesure. Dans le cas d’éprouvettes & @nce

trés élevée, il peut étre nécessaire de couper le circuit de chauffage pendant la mesure, afin € pas
fausser les résultats.



METHOD OF TEST FOR ELECTRICAL RESISTANCE AND RESISTIVITY

3.2

OF INSULATING MATERIALS AT ELEVATED TEMPERATURES

of Test for Vo nd Surface Resistivities of Electrical Insulating Materials, and with IEC Publi-
cation 167, Mett@f Test for the Determination of the Insulation Resistance of Solid Insulating

Materials, utilizing ﬂ%@llowing special procedures.

Preparation of specimen Electrodes

For insulation resistance ements, the specimens may be of any suitable size and shape and
may have electrodes already aﬁed»(see 1EC Publication 167). When volume resistivity is measured,
the specimens shall preferably b e form of disks, a three electrode system shall be used, one of
which is a guarded electrode. hickness variation between any two places on the disk shall
be no greater than 5% of the mean thifkness. The specimen electrodes shall preferably be circular
and consist of fired-on conducting p. or a conducting coating evaporated or sprayed onto the
specimen faces. Gold or platinum are suitable electrode metals. Silver should not be used since it
migrates at elevated temperatures. Thin of gold may lose their conductivity since the gold
may agglomerate at the higher temperaturew is difficult to apply evaporated or sprayed-on
electrodes to porous test specimens and the re obtained with them are of doubtful value. To
minimize surface effects at the edges of the s;é fi (due sometimes to handling in specimen
preparation), it is recommended that if no guar e@ctrode is used, the minimum distance from
the electrodes to the specimen edge shall be 0.5 cm. é

Test equipment ®

Resistance measurement (see Figure 1, page 12) :
The resistance between electrodes shall be measured with a suit%vice having the required

sensitivity and accuracy (see 1 E C Publication 93).
Heating chamber @

For heating the specimen, a suitable electric oven or furnace shall be used. 'lgns ruction shall
be such that the specimen is subjected to a uniform temperature throughout its tévolume with
temperature fluctuations as small as possible. An adequate muffle should be provi shield the
specimen from direct radiation by the heating elements. This muffle may be made amic such
as aluminum oxide or equivalent. A grounded metallic shield of silver, stainless steel or equivalent
metal shall also be provided within the oven. The shield shall act as a guard to prevent léakage
currents between the heating circuit and the measuring circuit. In the case of very high resi
specimens, it may be necessary to disconnect the heating element to prevent interference during
measurement,





